Pitkittais- ja paneeliaineistojen analysointi
Tenttikysymykset

2012, Tammikuu 23

Tehtéavat 1-5 kuuluvat aineopintojen tenttiin ja tehtavat 1-6 kuuluvat syven-
tdvien opintojen tenttiin.

1. Méarittele seuraavat aineistotyypit ja anna esimerkkejd kustakin ai-
neistotyypista:

(a) aikasarja-aineisto (time series data),
(b) rinnakkaisaineisto (cross sectional data),

(¢) paneeli-aineisto (panel data}.

2. Havaitaan (X,;, ¥;:),1=1,...,N, t = 1,2, jotka toteuttavat lineaari-
sen mallin
Yii=Po+ 5 X+ o+ uy,

missd E(X,,u,;) = 0 ja ¢; on kontrollimuuttuja jota ei havaita. Sel-
vitd, kuinka parametri 8, voidaan estimoida pienimmén neliGsumman
menetelmalla.

3. Olkoon
Yi=XiB + u;,

misséd Y;, u; ovat T' x 1-vektoreita, X; on T x K-vektori ja 8 on K x 1-
vektori. Oletetaan, ettd (¥}, X;),i=1,..., N, ovat i.i.d. ja

rank(B(X/X:))=K, i=1,...,N.
Maéarittele estimaattori matriisille
A'BATY
missd A = E(X!X;) ja B = E(Xluu; X;).
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. Olkoon
Yi = Xif + u,

missé Y;, u; ovat T x 1-vektoreita, X; on T x K-vektori ja 8 on K x 1-
vektori. Oletetaan, ettd (¥;, X;),i=1,..., N, ovat i.i.d.,

E(X;®uw) =0,
2 = E(u;u;) on positiivisesti definiitti ja
rank(B(X/Q7'X,)) = K,
i=1,...,N. Olkoon

N -t /N
Bsers = (Z: XSQ'IX,-) (Z X;Q"IY;) .
f==] i=1

Osoita, etta
4 P
Bscrs — B,

kun N — oo.

. Olkoon
Yi=XiB 4+ u,

missd Y;, u; ovat T x 1-vektoreita, X; on T x K-vektori ja 8 on K x 1-
vektori. Oletetaan, ettd (¥;, X;),i=1,..., N, ovat i.i.d.,

E(X;®u;) =0,
2 = E(u;u;) on positiivisesti definiitti ja
rank(E(X/Q71X;)) = K.
Olkoon

N -1 s N
Bscrs = (Z X{Q—lXi) (z X;Q'IY,;) .

i=1 i=1
Osoita, etti

NY*(Bsgrs — B) <% N (0, A"'BA™Y),
kun N — oo, misséd A = E(X[Q7'X;) ja B = E(X!Q luulQ7LX;).

HUOM. Tehtava 6 kuuluu vain syventivien opintojen tenttiin.
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